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[image: image2.png]Absolutna chyba aX
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[image: image3.png]Relativna chyba dX
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n OX=AX] X, m X, — spravna

m 3X,= AX/ X hodnota ’
= X — namerana

= OX=AXX.100 % hodnota

= 30X =AXX.105ppm = Xy —nomindlna
hodnota (rozsah)



[image: image4.png]Chyby merania

= ,Skutocné" hodnoty chyb

mzistené porovnanim s presnejSim meradiom
= Hranice chyb

= zaruCované vyrobcom

mmax. chyby s pravdepodobnostou 100 %

= Neistoty
minterval chyb s pravdepodobnostou < 100 %
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= Trieda presnosti

mmaximalna relativna chyba pristroja

m maximaina relativna chyba udaja

» maximdina relativna chyba z diZky stupnice
= Dvojclenny vzorec

maditivna zlozka

= multiplikativna zlozka



[image: image6.png]Trieda presnosti
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[image: image7.png]Trieda presnosti
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[image: image9.png]Dvojclenny vzorec

= max(AX) = Aa+ Am
m max(AX) = Aa+ 0m.X/ 100 %
= max(AX) = da.Xy /100 % + dm.X /100 %

s (0,1 % z Gdaja + 0,05 % z rozsahu)
= (50 ppm + 10 digit)
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= max(AX) = Aa+ dm. X/ 100 %
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[image: image11.png]Dvojclenny vzorec
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= Uncertainty v

= Interval okolo nameranej hodnoty,
v ktorom sa nachadza skuto¢na hodnota
s istou pravdepodobnostou (~ 60 — 70 %).

= Dana hodnotou vyberovej smerodajnej
odchylky vyberového aritmetického
priemeru meranej veliiny.



[image: image13.png]Chyby meracich pristrojov

» Referencné podmienky
—teplota
— frekvencia (frekvencny rozsah)
— Casovy priebeh striedavej veliCiny
m Pridavné chyby
— mimo referenénych podmienok
— vplyv meracieho pristroja (spotreba)



[image: image14.png]Korekcia spotreby MP

» Neexistuje univerzalny (definicny)
vzorec

= Individudlna analyza vplyvu MP
na vysledok merania

= Pozor na zanedbanie vplyvu MP
— MP s malym vstupnym odporom

— extrémne podmienky merania,
napr. vysoka frekvencia
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= Paralelne ,,ako voltmeter®
mvelky vstupny odpor
mkol'ko je dost™?
m Sériovo ,,ako ampérmeter"
s maly vstupny odpor
= mikroampérmeter
m Prispésobenie impedancii systému



[image: image16.png]Korekcia spotreby MP




[image: image17.png]Korekcia spotreby MP




[image: image18.png]Korekcia spotreby MP
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[image: image19.png]Meracie metody

= Priame meranie

= Nepriame meranie

— vypoctom z inych (priamo) nameranych
hodnét

— kompenzatna metdéda
— kompara¢na metdda
— substitu¢na metdda

— mostikové metddy

= Vychylkové a nulové metddy
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[image: image24.png]Zakon prenasania chyb
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